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Реферат:
1. Об'єкт дослідження - ширина лінії параметричного рентгенівського випромінювання назад. Мета роботи -
теоретичне дослідження впливу багаторазового розсіяння релятивистських електронів у кристалі на їхнє
параметричне рентгенівське випромінювання назад при падінні частинок під малим кутом до однієї з
кристалографічних осей. Методом функціонального інтегрування досліджено вплив когерентного і
некогерентного розсіяння електронів у кристалі на ширину лінії параметричного рентгенівського
випромінювання назад з урахуванням обмеженої товшини кристалу. Передбачено ефект розщеплення лінії
параметричного рентгенівського випромінювання на декілька компонентів.

2. The subject of investigation is line width of backward parametric X-ray radiation. The theoretical investigation
of multiple scattering effect of relativistic electrons taking into account the finite thickness of crystal on line width
of backward parametric X-ray radiation when particles move at a small angle with respect to one of the
crystallographic axes, is goal of the paper. The formulas describing both coherent and non-coherent scattering



effect by the method of functional integration on line width of parametric X-ray radiation, have been derived. The
splitting effect of parametric X-ray lines to several narrow lines caused by plane channeling of relativistic
positrons, has been predicted.
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